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W zwiazku z wynalazkiem nalezy przy-
toczyé nastepujace znane juz sposoby wy-
twarzania zeliwa i odmiany zeliwa:

1. Zeliwo, chronione polskiemi patenta-
mi- Nr 3524, 3525 i 10359, znamienne tem,
ze przy malej zawartosci wegla i krzemu
struktura zeliwa sklada si¢ wylacznie z per-
litu lamelarnego, w ktérym grafit znajduje
si¢ w postaci platkéw.

2. Zeliwo, chronione polskim patentem
Nr 8054, ktore rowniez wykazuje eutektycz-
ng postaé grafitu, przyczem struktura moze
by¢ ferrytyczna wzglednie ferrytyczno-per-
lityczna.

Zalety {ych zeliw sa ogélnie znane.

Wynalazek niniejszy ma na celu polacze-
nie zalet, ktére posiada z jednej strony ze-
liwo o strukturze wylacznie perlitycznej we-
dlug powyzej przytoczonych patentéw w
punkcie 1, z drugiej za§ — zeliwo z eutek-
tycznem roztozeniem grafitu wedlug paten-
tu Nr 8054.

Wynalazek niniejszy stanowi sposdb, kto-
ry laczy w jedno obydwa wyzej wspomnia-
ne sposcby.

Pomiedzy obydwoma wyzej wspomnia-
nemi sposobami istniata dotychczas zasadni-
cza réznica, polegajaca na tem, ze przy wy-



robie zeliwa wedlug patentu Nr 8054 po-
wstawanie grafitu eutektycznego zwiazane
bylo ze stosunkowo duza zawartoscig krze-
mu, podczas gdy przy wyrobie Zeliwa we-
dtug patentéw, wspomnianych w punkcie 1,
wlasnie mala zawartosé krzemu pod wielo-
ma wzgledami ma wybitne znaczenie.
Polaczenie wiec obydwéch sposobow
zdawalo si¢ dotychczas byé rzecza niemozli-
wa.
Spos6éb wytwarzania zeliwa wedlug wy-
nalazku polega na tem, iz tadunek, obliczo-
ny na mala zawartos¢ wegla i krzemu, sta-
pia si¢ wedlug sposobu, opisamego w paten-
cie Nr 8054, i utrzymuje si¢ w stanie plyn-
nym w ciaggu okresu czasu, zaleznego od
sktadu oraz temperatury stopu, w celu zni-
szczenia tak zwanych zarodkéw grafitowych.
Zaleznosé pomiedzy temperatura a czasem
trwania obrébki. plynnego stopu wskazuje
tytutem przykladu fig. 1, na ktorej dwie
krzywe uwidoczniajq te zaleznosé w odnie-
sieniu do stopéw o zawartosci wegla 2,9%
i 3,7%. Czas i temperature obrobki w przy-
padkach zawartosci wegla, przypadajacych
pomigdzy wskazanemi granicami albo w ich
poblizu, mozna wyznaczyé w drodze réwno-
legltego przesuwania krzywej w obrebie u-
kladu wspétrzednych. Zabezpieczywszy w
ten sposéb tworzenie si¢ grafitu eutektycz-
nego w odlewie, przeprowadza sie¢ chlodze-
nie odlewu, stosownie do patentéw wymie-
nionych w pwunkcie 1. Dla przykladu na fig.
2 uwidoczniona jest zaleinoéé pomiedzy
$rednia gruboscia Scianek odlewu a tempe-
ratura formy w razie uiycia stopu, zawiera-
jacego 2,9% wegla i 1,1% krzemu (wzgled-

nie stopu o zawartosci C + Si = 4%), na
fig. 3 uwidoczniona jest zalezno§é pomiedzy
$rednia gruboscia scianek odlewu a tempe-
ratura ogrzania formy przy wytwarzaniu
cdlewu o 34% wegla i 1,2% krzemu
(wzglednie stopu o zawartosci C + Si —
4,6%), i na fig. 4, te zalezno$é w odniesieniu
do stopu o 2,9% wegla i0,5% krzemu
{wzglednie stopu o zawartosci C + Si =
3,4%). Przez ochtadzanie odlewu uzyskuje
si¢ strukture wylacznie perlityczng z wyla-
czeniem ferrytu.

Zastrzezemie patentowe.

Sposéb wytwarzania zeliwa wysoko-
wartosciowego, znamienny tem, Ze Zeliwo o
malej zawartosci wegla i krzemu (C + Si=
— okoto 3,4% do 4,6%), stopione sposobem
wedlug patentu Nr 8054, utrzymuje si¢ w
stanie plynnym przez przeciag czasu zalez-
ny od temperatury i skladu stopu (patrz. fig.
1), zabezpieczajacy powstanie w gotowym
odlewie grafitu eutektycznego, przyczem o-
chtadzanie odlewu reguluje si¢ przez odpo-
wiednie nagrzamie form odlewniczych spo-
sobem wedlug patentéw Nr 3524, 3525 i
10359 i to zaleznie od skladu stopu zeliwa
wedtug krzywych, uwidocznionych na fig. 2,
3 i 4, dzieki czemu powstaje struktura la-
melarnie perlityczna z wylaczeniem ferrytu.

Zjednoczone Fabryki
Maszyn, Kottéwi Wagonéw
L Zieleniewski

i Fitzner-Gamper

Spotka Akcyjna.



Do opisu patentowego Nr 21697.
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Druk L. Bogustawskicgo i Ski, Warszawa.
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